DIN EN I1SO 3497:2001-12 (D)

Metallische Schichten - Schichtdickenmessung - Rontgenfluoreszenz-Verfahren (ISO
3497:2000); Deutsche Fassung EN ISO 3497:2000

Inhalt

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

41
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

Seite
........................................................................................................................................................... 2
AnwendungSsbereiCh ........ s 3
2= o [ - S 3
a1 4T o PP 4
LT T 4T =T = o 4
4] = LT ' 5
SPEKLrale ZerlegUNQ .......cccceiiiiiieiiiisie i ————— 5
Nachweis der Strahlung ... —————— 6
I 1T ed =Y ] 4 L= T T Uy ' 6
Absorber fir SeKUNdArstrahlung ..........cooiicccciiiiiiii s sse e e an s 7
Mathematische Entfaltung ... s e e 8
Messungen an Mehrfachschichten ... e 8
Messung der Dicke und 0.0 Zusammensetzung von Legierungen ...........cccccovrnimnnnnnnnnnmnmneneennn 8
PrifeinrichtUNgen ... ————— 8
Quelle fur die 0.0 anregende Rontgenstrahlung ..........cccocviiiinii e 1
e |4 = o T 1
D 1= =1 14 o 1
AUSWEITEGEIAL ..oeeeeiiiiri i ——————————— 1
Faktoren, die die Messergebnisse beeinflussen ..........ccocccoiiriiiiccccccein e 12
ZANISEAtISTIK ....ooooeeieiiii s aan 12
LR =T =T 4 o1 o] o 7= TSP 12
SChIChtAICKE ..o e e 13
GroRe der MeSSFIAChE ... 13
Zusammensetzung des Schicht- 0.0 wWerkstoffs ........cccccoiiiiccimri s 13
Dichte des Schichtwerkstoffs ... s 13
Zusammensetzung des Grund- 0.0 Werkstoffs ..........cccccciiniininn 14
Dicke des Grundwerkstoffs ... 14
Oberflachenreinhe@it ..........ooo s e 14
ZWISCheNSChIChEeN ... s 14
Krimmung des MesSgegensStandes ........cccccccccveeemreriniscssssseeresssssssssssssssssssssssssssmsssssesssssssssnssnes 14
Anregungsenergie und 0.00 Anregungsintensitat ...........ccccocccvrrmmimiincccsseerr . 14
D 1= =T 14 o 15
£ 1] 18 T4 Te T =Y o R SRR 15
Umwandlung der Impulsrate in die 0.00 flichenbezogene Masse oder Dicke ..........ccccceeun.n. 15
Schragstellung der Oberflache 0.00 des Messgegenstandes ..........cccccccemriviicccsmereennenssssssanens 15
Kalibrierung des Gerates ... 15
EiNlQItUNG oot 15
ReferenNzZProben ... ——————————————————————————— 17
Auswahl der Referenzproben .......... 17
Emissionskennwerte von Referenz- 0.0 proben ... 17
Emissionskennwerte des Grund- 0.0 werkstoffs von Referenz- 0.0 proben
(DICKENMESSUNG) ...oueeeiiiriiiiiiissnmnrrersssssssssssnseesssssssssssssssesessassssssnsnsssnsssssssssnnnnssnessnsssssnnsnsssesssssannes 17
Dicke des Grundwerkstoffs ... 17
[ L0 o2 011 31 U 3V P 18



7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

AlIGEMEINES ...ceiiiieiii it 18
Kollimator oder BIENde ... s e s 18
Messung gekriimmter Oberflachen ... —— 18
Uberpriifung der Kalibrierung ..........ccocoieocrienescsessesesssesessssssessssssesesssssssssssssssssssassssssssssasanes 18
=TS | 18
Anzahl der EINZEIMeSSUNQGEN .......ccoiiieiiiiiiiiiiiir s s s s e 18
VorsichtsmaBnahmen ... —————— 18
Angabe der ErgebniSSe ... 18
MeSSUNSIChEINEIt .....cocciiiir i ——————— 18
PrufberiCht ... ————— 19



		2026-05-01T00:07:13+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




